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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS —

Partie 3-1: Cellules d'affichage a cristaux liquides (LCD) —
Spécification particuliere cadre
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 3-1: Liquid crystal display (LCD) cells —
Blank detail specification

FOREWORD

1) The JEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr st mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objest \of the promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the e elds. To
this lend and in addition to other activities, the IEC publishes Internati ation is
entrysted to technical committees; any IEC National Committee inte ith may
participate in this preparatory work. International, liaising
with [the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg nization
for [Standardization (ISO) in accordance with conditions determi the two
orgahizations.

2) The gible, an
inter dentation
from

3) The the form
of st e.

4) In o national
Stan eir national and regional standarnds. Any
dive ional or regional standard shall b¢ clearly
indid

5) The ate its appfoval and cannot be rendered responsiblg for any
equi

6) Atte elements of this International Standard may be thg subject
of pg bie for identifying any or all such patent rights

Interngtional Stan as been prepared by subcommittee 47C: Optoele¢tronic,

display gchnical committee 47: Semiconductor devices

The te “d on the following documents:

FDIS Report on voting
47C/197/FDIS 47C/204/RVD
Full information on the voling for the approval of thiS standard can be found In the report on

voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IECQ Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 3-1: Cellules d'affichage a cristaux liquides (LCD) —
Spécification particuliere cadre

INTRODUCTION

Le systeme CEI d'assurance de la qualité pour les composants électroniques est exploité
conformément aux statuts de la CEI et sous l'autorité de la CEIl. Ce systeme a pour objet de

définir [@es proceaures d evaluation e Tariere que 1es COMmposarits elieCtrophges accep és par
un pays participant, conformément aux prescriptions d'une spécificatioh applicable)| soient
égalenpent acceptables dans tous les pays participants sans essais compléme
La prés K ulieres
cadres| relatives aux dispositifs d'affichage a cristaux liquides ef ¢ i é iSée avec
les publications CEI suivantes:
CEIl 61747-1:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides S artie 1:
Spécification générique
CEI 61747-3:1998, Dispositifs d'affichage a crista iquyi 8 i artie 3:
Spéciflcation intermédiaire pour cellules 3°efl iquithe
Informations requises
Les numéros indiqués entre crochets ondent
aux él¢ments d'information i bt.
Identification de la spégifi
[1] Nom de [l'organisme alisation dont dépend la publication [de Ia

spécificatio' i€

méro IECQ

[2]
(3]
[4]

pécification particuliére, informations sur I'édition et |autres
ystéme national, le cas échéant.

congu
limites

aldTa contrd : S doivent étre respectees. Si un
dISpOSItIf est sen5|ble aux decharges electrostathues ou comporte des matériaux
dangereux, un avertissement doit étre ajouté dans la spécification particuliére.

[7] Schémas et/ou référence au document correspondant aux schémas.

[8] Catégorie d'assurance qualité.

[9] Données de référence concernant les propriétés les plus importantes permettant la
comparaison entre types

[Dans la présente norme, le texte indiqué entre crochets est destiné a guider le rédacteur de la
spécification et ne doit pas étre inclus dans la spécification particuliére.]

[Dans la présente norme, lorsqu'une caractéristique ou une valeur assignée s'applique, «x»
signifie qu'une valeur doit étre insérée dans la spécification particuliére.]


https://iecnorm.com/api/?name=1e03b353ce6ad4363096614b88fc1f5e

61747-3-1 © IEC:1998 -5-

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 3-1: Liquid crystal display (LCD) cells —
Blank detail specification

INTRODUCTION

The IEC quality assessment system for electronic components is operated in accordance with
the statutes of the IEC and under the authorlty of the IEC. The object of this system is to define

assess by one

participating country as conformmg W|th the requwements of an applicable sp on are

equally i

This blank detail specification is one of a series of blank detail sp crystal

display devices and should be used with the following IEC publica

IEC 61747-1:1998, Liquid crystal and solid-state display devi ification

IEC 6[L747-3:1998, Liquid crystal and solid-state ctional

specification for liquid crystal display (LCD) cells

Required information

Numbe i i espond to the following items

of reqyi : i

Identifi

[1] TH detail
SP

[2] TH

[3] TH

[4] TH i Qf th cification, data of issue and any further information, if
re

Identifi

5] T

[6] Informatign on icdl construction and applications. If a device is designed to |satisfy
segveral <app this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
refluirements for'these applications shall be met. If a device is electrostatically sepsitive,
or| contains hazardous materials, a caution statement shall be added in the| detail

[7]
8]
[9]

specification.
Outline drawing and/or reference to the relevant document for outlines.
Category of assessment quality.

Reference data on the most important properties to permit comparison between types.

[Throughout this standard, the text given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a
shall be inserted in the detail specification.]

value
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[Nom (adresse) du ONH responsable [1] [Numéro de la spécification particuliére [2]
(et éventuellement de I'organisme aupres IECQ plus numéro d'édition et/ou date.]
duquel la spécification peut étre obtenue).]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE [Numéro national de la spécification particuliere.] [4]
QUALITE ASSUREE
CONFORMEMENT A: [3]
Spécification générique: [Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette case
CEI 61747-1/QC 720000 si le numéro national reprend le numéro IECQ.]

Spécification intermédiaire:
CEI 61747-3/QC 720200
[et référence nationale si elle est différente]

SPECIF|CATION ‘PARTICULIERE CADRE POUR: CELLULES D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
MONOCHROME A SEGMENTS [5]
[Numeérd(s) de type du ou des dispositifs correspondants et, le cas échéant, des digpositi

structurg¢llement similaires.]

Informations de commande: voir article 5 de la présente spécification. (\

1 Desdription mécanique 2 Bréve descripti r\ \\ \

Référenges générales: [7]
[Obligdtoires si elles existent, numéro CEl
et/ou nfational]

(6]

Construgtion:
exemple: avec/sans polariseur et/ou réflectgur

Schémalglobal et dimensions:
exempl|e: dimensions totales
zone d'affichage effective

exemple: montres, équipements d'indication etc

3 Catégories de qualité assurée

Format @i'affichage: :

[8]
exemple: conception de hage
[Voir 4.5 de la spécification générique.]
Type de|connexion:
exempl|e: identi iom\de broche

Marquage:
lettres fe

%

[La spédification particuliere doit Données de référence [9]
définir Igs infermations afaire figurer par
marquage. sy le dispositif.]

[Voir 4.4 -de-la-spésification-générigue

et article 4 de la présente norme.]

Les informations concernant les fabricants possédant des composants qualifiés selon cette spécification
particuliére sont disponibles dans la liste des produits qualifiés.
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[Name (address of responsible NAI
(and possibly of body from which
specification is available).]

(1]

(2]

[Number of IECQ detail specification
plus issue number and/or date.]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [3]
Generic specification:

IEC 61747-1/QC 720000
Sectional specification:

IEC 61747-3/QC 720200
[and national reference if different]

[National number of detail specification.]

(4]

[This box need not be used if
national number repeats IECQ number.]

BLAN

[Type

Ordering information: see clause 5 of this specification.

DETAIL SPECIFICATION FOR: SEGMENT TYPE MONOCHROME LCD CELLS

number(s) of the relevant device(s) and if appropriate structurally similar d?\/'\.]

(5]

1 Mgdchanical description

R\N
N

Outling references: [7]
[Mpndatory if available, IEC number

and/or national]

Constfuction:
e.g. with/without polarizer and/or reflector

Outling drawing and dimensions:
e.¢. overall dimensions
effective display area

2 Short descriptiN \

(6]

e.g-\\watch, indication equipment, etc.

3 ategories of assessed quality

Displgy format:
e.g. display

Conngction type:

e.g. pin identifi

Marking:
letters and figur

[The de
informatiom\to b
[See 4.
this standard.]

S

(8l
[See 4.5 of the generic specification.]

(9]

Reference data

Information ;about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available

currerft qualified products list.

in the
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[Toute information particuliere autre que celles indiquées dans la case [7] (article 1) et/ou le

paragraphe 4.4 de la spécification générique doit figurer ici.]

5 Informations de commande

[Les informations minimales suivantes sont nécessaires pour commander un dispositif

spécifique, sauf spécification contraire:

— référence de type précise;

la gpécification intermédiaire;

— touf autre détail.]

Ces vdleurs s'appliquent a la gamme de temp
contraire.

[Reprendre seulement les numéros
supplémentaire doit étre indiquée a l'endroi

bnnées

ification
214.8 de

ication

valeur
bhe.]

Paragrnaphe Paral étr}s\(\ SMe Valeur Unitd
[\ aN \\)\/ Min. Max.
6.1l Tensign de onc\tf)n \>V0p X X
6.p Co \C. - - X
6.B Fréquen€e deXonch fop X X Hz
6.4 Tempeéra nement Top X X °
6.p (T’e\m.Ké tur Tstg X X °

7 Gamme fonctionhement, caractéristiques électriques et optiques

7.1 Conditions de fonctionnement recommandées (sur la gamme de températures

de fonectionnament snécifida)
e—+rohcHoReeRtsSpectiee;

Paragraphe Parameétres Symbole Valeur Unité
7.1.1 Tension de fonctionnement Vop X \Y
7.1.2 Fréquence de fonctionnement fop X Hz
7.1.3 Température de fonctionnement Top X °C
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4 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (clause 1) and/or 4.4 of the generic
specification shall be given here.]

5 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless otherwise
specified:

precise type reference,;

— IECRQ reference of detail specification with issue number and/or data whegn relevant;
— catggory of assessment quality as defined in 4.5 of the generic specjf ifreguired,
scrgening sequence as defined in 4.8 of the sectional specificatio
— any|other particulars.]
6 Limiting values (absolute maximum rating system)
These
[Repes at the
approq
Subclause Unit
Max.
X
X
X Hz
X °c
X °c
and electrical and optical characteristics
ragtng conditions (with the specified operating temperature
Parameters Symbol Value Unit
.1.1 C'JCIQ:;II\‘.’ VU:tGUC ‘Vlop ‘VI
7.1.2 Operating frequency fop X Hz
7.1.3 Operating temperature Top X °C
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7.2 Caractéristiques électriques et optiques
Voir l'article 8 pour les prescriptions d'essai.

[Reprendre seulement les numéros de paragraphe utilisés, avec le titre. Toute caractéristique
supplémentaire doit étre indiquée a l'endroit approprié, mais sans numéro de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont définis dans la méme spécification particuliére, les valeurs
correspondantes doivent étre indiquées sur des lignes successives, en évitant de répéter des
valeurs identiques.]

Caracterisigues et conartions pour — \Y T tSJsai en
Paragraphe Top = 25 °C, sauf spécification contraire Symbole | Unité /a-PGJ.\ ous-
(voir article 6 de la spécification générique) I\’Iip./\\ l\/%. \q oupges

C2a
>C2a
C2a
C2b

7.2]11 Consommation de courant hot A \
7.2|2 Temps de déblocage ton
7.2|3 Temps de blocage tots S X—
7.2|4 Rapport de contraste CR< N M
CRyjst \/

7.2|5 Angle d'observation /Bd\

t

t

P /

6,4, 6, M - Coa
7.2|6 Résistance totale de segments paralléles X - A3
7.27 Capacité totale de segments paydlidles /\(X ., (\ F - X A3

8 Pre

[Elles |sont indiquées dan i écises
d'essal a utiliser doive ropriés

des puplications cifre

[Lorsqlie plusieurs”d
d'indiq fi
répétit

bnvient
s “correspondantes a la suite, en évitant si posgible la
s identiques.]

Les es

Les es
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7.2 Electrical and optical characteristics

See clause 8 for test requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be given

at the appropriate place, but without subclause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values shall be

given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

Characteristics at  Top = 25 °C, unless Value Tested
Subclguse otherwise specified Symbol [ Unit TN in
(see clause 6 of the generic specification) ; suljgroup
7.2]11 Current consumption hot C2a
7.2|2 Turn-on time ton >C2a
7.213 Turn-off time tots C2a
7.2)4 Contrast ratio CR< C2b
/CRQK
7.2|5 Viewing angle BBy C2a
7.2]|6 Total parallel segment resistance ot A3
7.2\7 Total parallel segment capacit@ ot C A3
8 Tept conditions requirement %
[Thesq are given in the the/values and exact test conditions to ble used
shall be specified as type, and as required by the relevant tests| in the
relevamt publicatj
[When e same detail specification, the relevant conditions
and/or uence, avoiding where possible, repetition of identical

conditi

Tests s y nless otherwise specified.
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8.1 GROUPE A - Essais lot par lot
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. Conditions pour Top = 25 °C, sauf L
Sous- Essais spécification contraire Limites
groupe (voir article 6 de la spécification
générique) Min. | Max.
Al Examen visuel Voir 6.2.1 de la spécification
extérieur générique
A2 Défauts visuels Voir CEI 61747-5 1)
A3 Consommation de X
courant
RébibLalle I.Ul.aic UIC )\
segments paralléles
Capacité totale de
segments paralléles /\
Aft Rapport de contraste \ \x \\/
Angle d'observation < \ >\ >
b\
NOTE |- Ceux qui ne sont pas spécifiés dans les spécifications CEIl doientNétre s'la sp cification
particyliére.

GROUPE B - Essais lot par lot ((}Ozx

8.2
Sofis- Essais Limites
grolipe
<\ (— Min. Max.
. . N . : i
Bl1 Dimension [Voir article 1 de la présente
spécification]
gk Br( \gte})) 2 [S\eQn\kg;/gécification.] Bon mouillage
B5 Chanygenie e (k\»\E\insj?Nb]’ TA= ,TB= |, Détection de défaillances
tempég re re de cycles = intermittentes
tglix de changement de
empérature
Bl6 A spécifier, dans la spécification

particuliére
Comme dans sous-groupes A2

élevée) (D)

BI8 E%’ur e\éieérlque Comme dans sous-groupes A2, A3
et A4
Bl9 Stock%{(a température | 168 h (température de stockage

maximale)

Comme dans SQus-groupes A2 A3

et A4

Sous-groupe
RCLA

Rapports certifiés des
lots acceptés

Information par attributs pour B5, B6, B8 et B9

NOTE - Dans le cas de la catégorie I, voir 4.5 dans la spécification générique.

Ceux qui ne sont pas spécifiés dans les spécifications CEI| doivent I'étre dans la spécification particuliére.

1) A publier.
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8.1 GROUP A - Lot-by-lot tests

- 13-

Conditions at Top = 25 °C, unless o
Subgroup Tests otherwise specified Limits
(see clause 6 of the generic
specification) Min. | Max.
Al External visual See 6.2.1 of the generic
examination specification
A2 Visual detects See IEC 61747-5 1)
A3 Current consumption X
Total parallel segment X
resistance TN
Total parallel segment
capacitance =N ('\
Al Contrast ratio < \\x\ \ S
Viewing angle /\ \ \
NOTE |- Those which are not specified in the IEC specifications shall bys&eéi@edig\t& dé\aul specification.
8.2 GQROUP B -Lot-by-lot tests
Subgfoup Tests Limits
Min. | Max.
Bj1 Dimensions [See clause 1 of this
(— specification.]
Bl Solderablll (D) Good wetting
Bp jid c e of
agur numpe ycle = Detection of intermitte
\{rat of change of temperature failures
g6 N RoWE specified, in the detail
sta ) | specification
s in subgroups A2
Bf8 uraw\ge) As in subgroups A2, A3 and A4
68\\)
BQ\ 168 h (at maximum storage
tem era ure temperature)
As in subgroups A2, A3 and A4
Subdroup Certif@{records of Attributes information for B5, B6, B8 and B9
CRRRL released lots
NOTE - In case of category |, see 4.5 in the generic specification.
Those which are not specified in the IEC specifications shall be specified in the detail specification.

1) To be

published.
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Conditions pour Top = 25 °C, sauf

Sous- Essais spécification contraire (voir Limites
groupe article 6 de la spécification
générique) Min. | Max.
C1 Dimensions [Voir article 1 de la présente
spécification.]
C2a Consommation de Aux températures de fonctionnement X
courant maximales et minimales
Temps de déblocage X
Ierps de DioCage /—\ X
Angle de vue
C2} Rapport de contraste
C3| Robustesse des [Valeur = selon CEI 60749, II, 1.1 do mage cofhme
terminaisons (D) et/ou 1.4.] /\ spéckKié]
C5| Résistance a la chaleur [Selon spécification.]
de brasage et
changement rapide de \
température suivis par:
— une faible pression de
I'air Comme pour sous-groupds A2, A3
— un essai des caracté- | et A4
ristiques électriques >
et optiques (D) )\
C6 Chocs mécaniques ou
vibrations, suivis par:
— une accélération,
régime permanent
— un essai des gar es A2, A3
ristiques électrgue
et optiqueP\(D)
Chaleuyr hu e,
C7 cycl@ )
Nme our sous-groupes A2, A3
Endu nce électrig \Z/M(h pour CAT.I
C8 500 h pour CAT.II
1 000 h pour CAT.III
Comme pour sous-groupes A2, A3
<\ et A4
- 240 h pour CAT.I
C93 (D) | 500 h pour CAT.Il a Tstg max
1 000 h pour CAT.III
Comme pour sous-groupes A2, A3
et A4
Stockage (a faible 240 h pour CAT.I
C9b température) (D) | 500 h pour CAT.Il & Tgg max
1 000 h pour CAT.III
Comme pour sous-groupes A2, A3
et A4
Clla Essais de rayonnement Comme pour sous-groupe A4
solaire (D)
C11b Permanence du A spécifier

marquage

(D)

Sous-groupe
RCLA

Rapports certifiés des
lots acceptés

Information par attributs pour C5, C6, C7, C8, C9 et C10

NOTE - Ceux qui ne sont pas spécifiés dans les spécifications CEI doivent I'étre dans la spécification particuliére.
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8.3 GROUP C - Periodic tests
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Conditions at Top = 25 °C, unless

Subgroup Tests otherwise specified Limits
(see clause 6 of the generic
specification) Min. | Max.
C1 Dimensions [See clause 1 of this
specification.]
C2a Current consumption At maximum and minimum X
operating temperatures
Turn-on time X
Tarm=of e T~ X
Viewing angle /4 X
Cc2H Contrast ratio ,\\ &\
C3 Robustness of termination [Value = according to IEC 60749, Nodam e\s{#cified.]
(D) | 11, 1.1 and/or 1.4] /\
C5 Resistance to soldering heat [As specified.] \
and rapid change of N
temperature, followed by:
— low air pressure
— electrical and
optical characteristics As in subgroupg A2,(A3 and
test (D) /\
C6 Mechanical shock or U
vibration, followed by
— acceleration,
steady state
— electrical and and A4
optical characteristics
test /\ S ON]
Damp heat gyclin \& for CAT
Cc7 (D) CAT.II
for CAT.III
/\ RA groups A2, A3 and A4
ElecM ce 22Q h for CAT.I
C8 500 h for CAT.II
1 000 h for CAT.III
As in subgroups A2, A3 and A4
torage {at Kightemperature) | 240 h for CAT.I
C93 (D) [ 500 h for CAT.II at Tsig max
1 000 h for CAT.III
As in subgroups A2, A3 and A4
age (aklow temperature) 240 h for CAT.I
Cat (D) [ 500 h for CAT.II at Tgig max
1 000 h for CAT.III
As in subgroups A2, A3 and A4
Clla Light exposure As in subgroup A4
(D)
C11b Permanence of marking To be specified
(D)
Subgroup Certified records of released Attributes Information for C5, C6, C7, C8, C9 and C10
CRRL lots

NOTE - Those which are not specified in the IEC specifications shall be specified in the detail specification.
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9 Essais d'homologation du groupe D

[Si nécessaire, ces essais doivent étre prescrits dans la spécification particuliére pour
I'homologation uniquement.]

10 Informations supplémentaires

[A indiquer seulement si nécessaire pour la spécification et l'utilisation du dispositif, par
exemple:

10.1 Courbes de détarage de tempeérature utilisées comme référence dans les valeurs
limites;

10.2 |[Définition compléte d'un circuit de mesure, ou d'une méthode supplé
10.3 |[Schéma global détaillé;

10.4 |[Dimensions des caractéres;

10.5 [Conditions de commande électrique;

10.6 [Informations concernant la manipulation;

10.7 |[Précautions relatives aux décharges électrostati
10.8
10.9
10.10
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9 Group D: qualification approval tests

[When required, these tests shall be prescribed in the detail specification for qualification
approval only.]

10 Additional information

[To be given only as far as necessary for the specification and use of the device, for instance:

10.1 Temperature derating curves referred to in the limiting values;

10.2 Complete definition of a circuit for measurement, or of an additional method;

10.3 |Detail outline drawing;
10.4 [Character dimensions;
10.5 |Electrical driving conditions;

10.6 [Handling information;
10.7 |Precautions with respect to electrostatic discharge;
10.8 [Precautions for installation, mechanical and/or el
10.9 |Hazard/safety information;
10.10 | Characterization of diffuse and specular reftecta

&
&

ansmittance.]
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